Probennadel aus Stahl, beschichtet
6.2624.200

Alternative zur Probennadel aus Zirkoniumoxid. Besonders geeignet flr Septumgefasse.
Metallfrei dank spezieller Beschichtung. Bendtigt den Nadelhalter 1/16 in. (6.2833.010) zur

Monatge am Sample Processor.

Optionales Zubehor
Order no. Beschreibung
6.2629.000 Mutter zu Nadelhalter IC

Zu Sample Processoren.

Metrohm AG 172 n Me"ohm



6.2833.010 Nadelhalter 1/16 in.

Fur IC Sample Processors. Flr 1/16 in. Kanlen.
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